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Sposéb wyznaczania potozenia osi optycznych krysztatow przezroczystych

Przedmiotem wynalazku jest sposéb wyznaczania potozenia osi optycznych krysztatéw przezroczystych.

Dla wyznaczania potozenia osi optycznych krysztatéw przezroczystych stosowane sg sposoby wykorzystu-
jace zjawiska optyczne w krysztatach. :

Jedne ze znanych sposobéw wykorzystujagcych zjawiska optyczne w krysztatach polegajg na tym, Ze
analizuje sie obrazy interferencyjne, powstajgce przy przeswietlaniu krysztatu wigzkq swiatta spolaryzowanego
pochodzacego ze zrodta o matych wymiarach, zwane figurami konoskopowymi. W figurach konoskopowych
wyréznia sie krzywe jednakowego natezenia wigzki $wiatta zwane izogirami oraz krzywe jednakowej predkosci
rozchodzenia sie §wiatta zwane izochromatami.

Znany jest spos6b wyznaczania pofozenia osi optycznych krysztattu polegajacy na tym, ze przy pomocy
uktadu optycznego ztozonego z pryzmatéw i soczewek rozszczepia sig obraz interferencyjny, nastepnie przesu-
wa sie faze miedzy rozszczepionymi obrazami, po czym obraz ponownie sie¢ sktada. Sposéb ten pozwala na
eliminacje wptywu izogiry na. doktadno$¢ obliczer), ale ukfad do stosowania tego sposobu wymaga bardzo
ztozonego wyposazenia optycznego i wysokich kwalifikacji obstugi.

Znany jest takze graficzno-analityczny sposéb wyznaczania potozenia osi optycznych krysztatu, polegajacy
na tym, Ze poréwnuije sie krzywizne $ladu przecigcia stozka konoskopowego z ptaszczyzng obserwacji, z siatkami
wykreslonymi uprzednio dla okreslonej geometrii uktadu. Sposéb ten jest bardzo pracochtonny, obarczony
duzymi btedami i wymaga stosowania wielu réznych siatek, ktore dobiera si¢ w zaleznosci od analizowanego
obrazu.: . ‘

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wyznaczania potozenia osi optycznych krysztatu, ktéry
pozwala zredukowaé izogire do czterech punktéw, przez co za pomocg prostego ukfadu optycznego mozna -
doktadnie wyznaczy¢ potozenie osi optycznych.

Sposéb wedtug wynalazku polega na tym, Ze przeswietla si¢ krysztat wigzka $wiatta spolaryzowanego i po
uzyskaniu na ekranie obrazu interferencyjnego, obraca sie polaryzator analizujacy dokota osi optycznej uktadu
o kat przy ktérym izogira zostaje zredukowana do czterech punktéw, odpowiadajacych wierzchotkom kwadratu,
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2 potoZenia ktérych na naniesionej na ekranie podziatce, w postaci wspétsrodkowych okrey6w ze skalg katowa,
wyznacza sie potozenie osi optycznych krysztatu wzgledem wiazki $wiatta, przy czym polaryzator analizujacy
umieszcza sie miedzy zrédtem swiatta a badanym krysztatem lub migdzy badanym krysztatem a ekranem.

Wyznaczone w ten sposéo potozenie dwéch osi optycznych, w przypadku krysztatéw dwuosiowych,
pozwala na obliczenie trzeciej danej przestrzennej, niezbednej do okreslenia orientacji przestrzennej krysztatu.

W przypadku krysztatéw jednoosiowych, sposéb ten pozwala na wyznaczenie potozenia osi optycznej
krysztatu we wspotrzednych aparaturowych.

Spos6n wedtug wynalazku pozwala na szybkie wyznaczénie potozenia osi optycznych krysztatu bez
stosowania skomplikowanych uktadéw optycznych oraz na otrzymanie bezposredniej informacji o anizotropii
wtasciwosci fizycznych krysztatu. .

Sposéb wedtug -wynalazku zostanie ponizej szczegé#owo objasniony na podstawie rysunku na ktérym
pokazany jest schematycznie przyktad uktadu do stosowania sposobu wedtug wynalazku

Przed umieszczeniem krysztatu 4 w uktadzie, wygasza sie wigzke swiatta padajacego Ze Zr6dta 1 na ekran
5, w ten spostb, Ze skreca sie, ustawiony prostopadle do osi optycznej uktadu, ruchomy polaryzator analizujacy
3 do potozenia przy ktérym wiazka swiatta zostaje catkowicie wygaszona. Nastgpnie przezroczysty krysztat 4
umieszcza si¢ miedzy nieruchomym polaryzatorem 2, polaryzujacym wiazke $wiatta padajacego ze Zrodta 1
aruchomym polaryzatorem analizujacym 3, w wyniku czego na ekranie 5 pojawia si¢ obraz interferencyjny. Po
czym obraca sie polaryzator analizujacy 3 do potozenia przy ktérym obraz interferencyjny zostaje zredukowany
do czterech punktéw, stanowiacych wierzchotki kwadratu.

Na ekranie 5 naniesiona jest podziatka ze skalg katowa w postaci wspétsrodkowych okregéw symetrycz-
nych wzgledem osi optycznej uktadu odlegtych od siebie o warto$¢ kata wynoszaca na przyktad 30'. Potozenie
punktéw na podziatce wyznacza potoZenie osi optycznych krysztatu.

Ouraz interferencyjny rejestruje sie na btonie fotograficznej 6. '

Soczewka 7 skupia wigzke $wiatta padajaca na krysztat. Pozwala ona na zmniejszenie wymiaréw uktadu
i zapewnia uzyskanie korzystnej jasnosci obrazu i wiernosci odwzorowania.

Zastrzezenie patentowe

Sposdb wyznaczania potoZenia osi optycznych krysztatéw przezroczystych,znamienny tym, 2e po
uzyskaniu na ekranie obrazu interferencyjnego, powstatego wskutek przeswietlenia krysztatu wigzka Swiatta
spolaryzowanego, obraca si¢ polaryzator analizujagcy dokota osi optycznej uktadu o kat, przy ktérym obraz
interferencyjny zostaje zredukowany do czterech punktéw, stanowiacych wierzchotki kwadratu, z potozenia
ktérych na naniesicnej na ekranie podziatce w postaci wspdétsrodkowych okregéw ze skalg katowa, wyznacza sie
potozenie osi optycznych krysztatu wzgledem wigzki swiatta, przy czym polaryzator analizujacy umieszcza si@
miedzy zrédtem sSwiatta a badanym krysztatem lub migdzy badanym krysztatem a ekranem, prostopadle do osi
wiazki $wiatta. ' '
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